T.5.120.200 EK-1

URASAS
ESKISEHIR

ELEKTRONIK KART TAMIR
TEST ANALIZ SISTEMI VE
YARDIMCI SISTEMLERIN
TEKNIK OZELLIKLERI



1. ELEKTRONIK KART TAMIR TEST ANALIZ SISTEMI

1.1.1.1.
1.1.1.2,
1.1.1.3.
1.1.1.4.

1.1.1.5.

1.1.1.6.
1.1.1.7.

1.1.1.8.

1.1.1.9.

1.1.1.10.

1.1.1.11.
1.1.1.12,

1.1.1.13.

1.1.1.14,

Sistem 19" rack kabin igerisinde yer alacaktir.

Sistem 220V AC ve 50 Hz sebeke sartlarinda galisacaktir.

Sistem Windows isletim tabaninda Windows 11 tabanl galisacaktir.
Sistem  kontrolii  sistemin icindeki  dahili  bilgisayariyla
gergeklesecektir.

Bu bilgisayar minimum INTEL CORE I5 islemci 6zelligine sahip
olacaktir.

Sistem yazilim dili Tlirkce olacaktir.

Sisteme ait Tirkce kullanim kilavuzu ve yazilim flash sistemle
beraber Yiiklenici tarafindan verilecektir.

Sistemle birlikte rahat goriintiileme adina full HD 27" LED (+-%10)
monitor verilecektir.

Bu monitoriin ¢oziintrligi min. 2560x1440 olacaktir.

Sistemle birlikte kablosuz Mouse ve klavye verilecektir.

Sistem, kart tamir modiillerini bu yazilim ile kontrol edecektir.
Sistem asagidaki modiilleri icericektir;

-Dijital Entegre Fonksiyonel Test Modiilii (1 adet) BFL

-Analog Entegre Fonksiyonel Test Modiilii (1 adet) AICT

-4 Kanalll 3 Boyutlu V-I karsilastirma Test Modilu (1 adet) AMS
-Ileri Dijital Entegre Test Modiilii (1 adet) ATM

-Programlanabilir Glic Kaynagi Modiilii (1 adet) PPS

-Olciim Istasyonlari Modiilii (1 adet) MIS4

Sistem, saglam elektronik kartlar ile arizali elektronik kartlarin V/I
karakteristiklerini kullanarak tamir edilecek karta enerji verilmeden
ariza teshisini yapabilecek kabiliyette olacaktir.

Saglam kart daha sonra karsilastirma testinin yapilabilmesi igin
hafizaya alinacaktir. Sistem, kart ile ilgili fotograf, pdf dosyasini
hafizaya yukleyebilecek kabiliyette olacaktir.



1.1.1.15.

1.1.1.16.

1.1.1.17.

1.1.1.18.

1.1.1.19.

1.1.1.20.

1.1.1.21.

1.1.1.22,

1.1.1.23.
1.1.1.24.

1.1.1.25,

1.1.1.26.

Sistem, empedans (akim-gerilim) diizleminde karakteristiklerini
kargilagtirarak {i¢ boyutlu gériiniim saglayacaktir. Karsilastirma
testini yapip sonuglari ekrana yansitarak gostericektir.

Sistem, kart lizerinde iletkenligi olan tiim noktalari test ederek 3
boyutlu sekillerde V-I grafikleri cikarabilecektir.

Sistem, gok bacakli entegrelerin bacaklar arasi testini yani matrix
test yapar ve bu test sonucunu hafizaya alarak tekrar saglam kart
olmadan bu referans hafizaya alinan test grafik degerleri ile
karsilastirma test imkani sunacaktir.

Sistem hafizasinda bulunan tim dijital entegreleri enerji altinda
devre ici ve devre digi test edebilme 6zelligine sahip olacaktir.
Sistem hafizasinda bulunan tim analog entegreleri enerji altinda
devre igi test edebilme ozelligine sahip olacaktir.

Sistemin kisa devre test 6zelligi olacaktir.

Sistem, (zeri silinmis ne oldugu bilinmeyen dijital entegrelerin
devre icinde ya da devre diginda kiitiphanesi sinirinda muadillerini
listeleyebilecektir.

Sistemin Uzerinde dijital entegreleri test etmek igin gereken 5 volt
besleme girisi test modili (izerinde olacaktir. Sistem, test
esnasinda 5 Volt verecek, test bittijinde otomatik olarak 5 volt
enerjisi kesilecek yapida olacaktir.

Sistem, yapilan testin sonuclarini alabilicektir.

Sistem, saglam bir kartin referans verilerini alirken gereken tiim test
sonuglarini kisa bir siirede hafizaya yiikleyebilecektir.

Sistem, hafizada olmayan dijital entegreleri grafik patern jeneratori
ile hafizaya alarak ileriki désnemde kullanilabilir imkan saglayacaktir.
Sistem, elektronik kart (zerinde bulunan analog veya dijital
entegreyi sokmeden donglisel ve isisal test fonksiyonlarini test

edebilecek yapida olacaktir.



1.1.1.27.

1.1.1.28.

1.1.1.29.

1.1.1.30.

1.1.1.31.

1.1.1.32.

1.1.1.33.

1.1.1.34.

1.1.1.35.

1.1.1.36.

1.1.1.37.

1.1.1.38.

Sistemin iginde bulunan programlanabilir giic kaynadi 3 adet
bagimsiz kanala sahip olup bu kanallar seri ve paralel baglanma
Ozelligine sahip olacaktir.

Sisteme ait programlanabilir glic kaynagi akim korumali olup tek
kanali 40W’ a kadar gtig Uretebilecektir.

Sistem ile birlikte belirtilen tiim modiillere ait standart test kablolari
verilecektir.

Sistemle birlikte kullaniciya kolaylik olmasi acisindan 1 adet smart
switch (ayak switch) verilecektir. Bu switch sag ve sol ayak
kullanimi igin ikili pedal seklinde olacaktir.

Sistem ile birlikte Dijital Entegre Fonksiyonel Test Modiiliine(BFL)
ait SOIC (Yiizey montaj) (8, 14, 16, 20, 24, 28) numaral test
klipsleri ve cihazin standart aksesuarlari ile birlikte verilecektir.
Sistem ile birlikte Analog Entegre Fonksiyonel Test Modiiliine
(AICT) ait SOIC (Yiizey montaj) (8, 14, 16, 20, 24, 28) numarali
test klipsleri ve cihazin standart aksesuarlar ile birlikte verilecektir.
Sistem ile birlikte EZ Prober 28 pinli aksesuar kablosu ve Klipsi
verilecektir.

Sistem ile birlikte EZ Prober 16 pinli aksesuar kablosu ve Klipsi
verilecektir.

Sistem ile birlikte (i¢ bacakl transistér diyot gibi komponentlerin
testi icin agadidaki zellikleri tasiyan 1 adet kalem prop (penprobe)

seti verilecektir.
-SOT 23, TO72, TO220, TO92 kilif yapilarina uygun kalem proplar

Dijital entegreleri devre diginda da test etmek icin 1 adet devre disi
test adaptori verilecektir.

Analog entegreleri devre disinda da test etmek icin 1 adet devre
digl test adaptorii verilecektir.

Sistemle birlikte 16 pin SOIC soket adaptor verilecektir.



1.1.1.39.

1.1.1.40.

1.1.1.41.

1.1.1.42.

1.1.1.43.

1.1.1.44.

1.1.1.45.

1.1.1.46.

Sistem ile birlikte 20 pin PLCC entegreleri test etmek igin 20 pin
PLCC Klips ve kablosu verilecektir.

Sistem ile birlikte 28 pin PLCC entegreleri test etmek igin 28 pin
PLCC klips ve kablosu verilecektir.

Sistem ile birlikte 44 pin PLCC entegreleri test etmek igin 44 pin
PLCC klips ve kablosu verilecektir.

Sistem ile birlikte 52 pin PLCC entegreleri test etmek icin 52 pin
PLCC klips ve kablosu verilecektir.

Sistemle birlikte DIP kiliflari (thru hole) entegreleri test etmek igin
DIP Klips seti verilecektir. (8, 14, 16, 20, 22, 24 pin)

Sistemle birlikte entegrelere dokunarak test yapabilmek icin 8 pin
ve 10 pin multiprobe verilecektir.

Sistemin egitiminde kullanilan 1 adet egitim karti (training board)
sistemle birlikte verilecektir.

Sisteme ait Olgiim Istasyonlar Modiilii (MIS4) asagidaki odlgim
cihazlarini barindiracaktir;

-3 Kanalli Dijital Osiloskop

-Sinyal Jenaratori

-Dijital Multimetre

-Dijital Voltmetre

-Dijital Ampermetre

-Dijital Ohmmetre

-Frekans Sayaci

-Yardimci Glig Kaynadi



2. DEVRE SEMASI CIKARMA SISTEMIi

2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.

2.1.1.4.
2.1.1.5.

2.1.1.6.
2.1.1.7.
2.1.1.8.
2.1.1.9.

2.1.1.10.
2.1.1.11.
2.1.1.12,

Sistem, bir kabin ve 2048 kanalli olacaktir.

Sistem, bir kontrol karti barindiracaktir.

Sistem yaziimi olan SYSTEM 8 Ultimate, sistemle birlikte
verilecektir.

Sistem, SYSTEM 8 Ultimate yazilimi ile kontrol edilecektir.
yazihmini kullanicaktir. Bu yazilim da sistemle birlikte verilecektir.
Sistem, kablolu USB araytiziine sahip olacaktir.

Sistemin kullanim kilavuzu sistemle birlikte verilecektir.

Sistem harici 12V DC gii¢ kaynagina sahip olacaktir.

Sistemle birlikte 1 adet asagidaki dzelliklere sahip bilgisayar yaninda
verilecektir.

Minimum Islemci Hizi: 3.60 GHz

Gozlintrlik QHD

Intel Ekran Kartina sahip

Minimum 17 islemcili

Bir adet monitoér klavye ve Mouse dan olugur.

Minimum 32 GB RAM ve 1 TB SSD ye sahip

Labotuvarda programlama cihazlan ve devre semasi gikarma
sistemini calistirma, g0rintl alma ve de internet amacli

Kasa icermeyen portatif yapida All In one gekilde tasarlanmig
Kablosuz baglantilar iceren

Windows 11 igletim sistemine sahip olacaktir.

Sistemle birlikte sisteme ait kablo ve aksesuar seti verilecektir.
Sistemle beraber bir adet ayak pedal verilecektir.
Sistem, devreye herhangi bir glic uygulamadan sema gizim iglemini

gerceklestirebilecektir.



2.1.1.13.

2.1.1.14.

2.1.1.15,

2.1.1.16.
2.1.1.17,

2.1.1.18.

2.1.1.19,

2.1.1.20.

2.1.1.21,

2.1.1.22.

2.1.1.23.

2.1.1.24,

2.1.1.25,

2.1.1.26.

Sistem otomatik klips yerlesimi 6zelligine sahip olacak, operator
isterse bu 6zelligi degistirebilecektir.

Sistem, temas edilemeyen veya kilif yapisi uygun olmayan
komponentler igin propla calisma 6zelligine sahip olacaktir.
Sistemie birlikte rahat galisiima ve gériintiileme adina All in One bir
bilgisayar verilecektir.

Bu bilgisayar i7 islemciye sahip olacak, Ekran ve klavye icerecektir.
Sistemle birlikte bir adet egitim karti verilecektir. Bu kart egitimlerde
pratik amagh olarak kullanilacaktir.

Sistemle beraber verilen klipsli kablolar ve kancali kablo setleri
sistem Uzerindeki kanallara baglanacak yapida olacaktir.

Sema cikarma islemi asama asama gerceklesecek olup, operator
istedigi zaman sema gikarma islemini durdurabilecektir.

Sistemle birlikte DIL klips set ve kancali kablolar verilecektir. Icerigi
asagidaki sekilde olacaktir. (CS14N-8H; CSI16N: CS40W-24W;
CS24N-16N; CS24W-14N; CS28W-8H; CS20N-22N; CS22N-20N;
CS20N-24N; CS18N; CS48W-16N; CS64H)

Sistemle birlikte SOIC klips set ve kancali kablolar verilecektir.
Icerigi asagidaki sekilde olacaktir. (CS14N-8SOICN; CS16SOICN:
CS16N-8SOICN;  CS18N-8SOICN: CS20W-24SOICW:  (CS24N-
16SOICN; CS28N-8SOICN; CS20SOICN

Sistemle birlikte PLCC malzemelerde kullaniimak iizere bir adet 20
pin CSPLCC20 kablolu aparat verilecektir.

Sistemle birlikte PLCC malzemelerde kullaniimak iizere bir adet 28
pin CSPLCC28 kablolu aparat verilecektir.

Sistemle birlikte PLCC malzemelerde kullaniimak (izere bir adet 44
pin CSPLCC44 kablolu aparat verilecektir.

Sistemle birlikte PLCC malzemelerde kullanilmak tizere bir adet 52
pin CSPLCC52 kablolu aparat verilecektir.

Sistemle birlikte PLCC malzemelerde kullaniimak iizere bir adet 68
pin CSPLCC68 kablolu aparat verilecektir.



2.1.1.27.

Sistemle birlikte PLCC malzemelerde kullaniimak (izere bir adet 84
pin CSPLCC84 kablolu aparat verilecektir.

3. JTAG OZELLIKLIi TEST CIHAZI VE PROGRAMLAYICI

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.1.4.

3.1.1.5.

3.1.1.6.

3.1.1.7.

3.1.1.8.

3.1.1.9.

3.1.1.10.
3.1.1.11,

3.1.1.12,

3.1.1.13.

3.1.1.14,
3.1.1.15.

Cihaz portatif yapida olucaktir ve tasima cantasi ile beraber
verilecektir.

Cihazla beraber bir adet egitim karti verilecektir.

Cihazla beraber 1 x 10 way arayiiz kablosu verilecektir.

Cihazla beraber 1 x 14 way araytiz kablosu verilecektir.

Cihazla beraber bir adet USB kablosu verilecektir.

Cihazin yazihmi AIMS isimli bir yazihm olup bu yazilim da cihazla
beraber verilecektir.

Cihaz  JTAG  ozellikli  malzemelerin  programlanmasinda
kullanilacaktir.

Cihaz tek tek pinleri gézlemlemek icin Boundary Scan Testi denilen
yontemi kullanicaktir.

Cihaz tim uyumlu entegre devrelerde uyumluluk saglayan JTAG
(IEEE 1149.1) standardini kullanicaktir.

Cihaz kittiphanesi dahilinde EPROM da programlayacaktir.

Dahili kittphane, (retici web sitesinde bulunan BSDL dosyalar
araciigiyla goriintiilenecektir.

Test edilecek malzemenin JTAG Master cihazina uyumlu olmasi igin
BSDL (Boundary Scan Description Language) dosyasinin
bulunacaktir.

Cihaz, bu dosyalarla ile test edilecek malzemeye ulasmanin yolunu
bulur.

Cihaz, yapilan testi raporlama 6zelligine sahip olacaktir.

Sistemle birlikte 1 adet asagidaki 6zelliklere sahip bilgisayar yaninda

verilecektir. Bilgisayar teknik 6zellikleri;



Minimum Islemci Hizi: 3.60 GHz

GOzunirlik QHD

Intel Ekran Kartina sahip

Minimum 17 islemcili

Bir adet monitor klavye ve Mouse dan olusur.

Minimum 32 GB RAM ve 1 TB SSD ye sahip

Labotuvarda programlama cihazlarn ve devre semasi glkarma
sistemini alisirma,  gériintii alma ve de internet amacli
Kasa icermeyen portatif yapida All In one sekilde tasarlanmig
Kablosuz baglantilar iceren

Windows 11 igletim sistemine sahip olacaktir.

4. SENTRY SAHTE ENTEGRE TESPIT SiSTEMI

4.1.1.1,
4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.1.4.
4.1.1.5.
4.1.1.6.
4.1.1.7.
4.1.1.8.

4.1.1.9.

4.1.1.10.

Sistem, 85-264 VAC galisma voltajina sahip olacaktir.

Sistem, CE onayli ve Rohs uyumlu olacaktir.

Sistem, harici bilgisayara yazilim yiiklenerek kontrol edilecektir.
Sistem, 256 test kanalina sahip olacaktir.

Sistem, 20V pk-pk test gerilimine sahip olacaktir.

Sisteme ait kullanim kilavuzu sistem ile beraber verilecektir.
Sistemle beraber bir adet USB kablosu verilecektir.

Sistem, sahte entegrelerin tespitinde kullanilacaktir. Bu tespitte
saglam entegre baz alinip kargilagtirma teknigi kullanilacaktir.
Sistem, 3 modda “iyi”, “slipheli” veya “hatali” sonuglarina bakarak
degerlendirme yapacaktir.

Sistemle birlikte, 20, 28, 32, 44, 52, 68 ve 84 pinli entegrelerin test
edilmesi icin adaptor verilecektir.



4.1.1.11. Sistemle birlikte, 0.15"-0.6" (3.81 mm - 15.24 mm) gdvde

genigligine sahip, 44 pine kadar ylizey montaj (SMD) cihazlarinin

test edilmesi icin adaptér verilecektir.

4.1.1.12. Sistemle birlikte, kalibrasyon kiti verilecektir.
4.1.1.13. Sistemle birlikte, Cimbiz problar: 2 pinli SMT cihazlari test etmek

igin verilecektir.

5. MMS COKLU MATRIX SISTEMI

5.1.1.1.

5.1.1.2.
5.1.1.3.

5.1.1.4.
5.1.1.5.
5.1.1.6.
5.1.1.7.
5.1.1.8.

5.1.1.9.

Sistem, Board Master (Elektronik Kart Tamir Test Analiz Sistemi) ile
beraber calisacak yapida olacaktir.

Kendi kabini olacaktir.

Power off testleri, IC fonksiyonel testleri, baglanti testleri ve
karsilastirma testlerini bir arada yapabilecek bir coklayici yapida
olacaktir.

System 8 Ultimate yazilimi ile beraber galisacaktir.

4 adet Banka giris ve 16 kanal multiplexer dan olusacaktir.

16x16 Matris araylzi icericektir.

Board Master'a baglanan goklayici bir switch gérevi gorecektir.
Board Master da kullanilan Test Flow yazihmini kullanarak yari
otomatik ve tam otomatik test dizisi olusturma imkani sunacaktir.
Bir devrede 64 noktaya kadar sinyallerin otomatik o6lcimin

yapabilir yapida olacaktir.



